
UKD 621385'621 39762 . 
NORMA BRANŻOWA 

BN-73 
3371-09 

LAMPY Lampy elektronowe 
ELEKTRONOWE 

Kineskopy achromatyczne 
Zamiast 

Metody badań elektrycznych i świetlnych BN-69j3371-09 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są me­
tody badań elektrycznych i świetlnych kineskopów 
przeznaczonych do pracy w odbiornikach telewizji 
czarno-białej. 

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia nor-
my należy stosować do następujących pomiarów. 

- prądu żarzenia (3.1). 
- naptęcia żarzenia (3.2). 
- czasu nagrzewania się katody (J.J). 
- czasu nagrzewania się grzejnika katody (3.4). 
- prądów elektrod kineskopu (3.5). 
- prądu upływowego (3.6), 
- prądu katoda-grzejnik (3.7). 
- pojemności międzyelektrodowych (3.8), 
- współczynnika próżni (3.9), 
- napięcia odcięcia (3.10). 
- współczynnika jakości katody (3.11). 
- napięcia modulacji (3.12). 
- oporności przewodzącego zewnętrznego pokrycia 

stożka (3.13), 
napięcia zaciemnienia środka ekranu (3.14). 

- w-Jmiarów użytecznej powierzchni ekranu (3.15). 
- napięcia lub prądu ogniskującego (3.16), 
- luminancji ekranu (3.17). 
- rozdzielczości (3.18), 
- kontrastu dużych powierzchni (3.19). 
- średniego czasu poświaty (3.20). 

oraz sprawdzeń 
- położenia plamki (3.21), 
- braku zaciemnionych rogOwekranu (3.22), 
- wytrzymałości wysokonapięciowej (3.23), 
- wytrzymałości elektrycznej między obejmą za-

bezpieczenia przeciwimplozyjnego a pokryciem ze­
wnętrznym stożka (3.24), 
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- braku emisji pasożytniczej (3.25), 
- jakości ekranu (3.26), 

trwałości (3.27). 

1.3. Określenia 

1.3.1. Napięcie odcięcia - napięcie siatki 1 od­
powiadające zanikowi świecenia zogniskowanej ~t­
ki obrazowej. 

1.3.2. Napięcie modulacji - napięcie równe bez­
względnej wartości różnicy napięcia odcięcia i na­
pięcia siatki 1 odpowiadającego określonej ~oś­
ci prądu anody. 

1.3.3. Zaciemniony róg - część powierzchni uży­
tecznej w rogu ekranu nie dająca się bezpośrednio 
pobudzić odchylaną wiązką elektronową. 

1.3.4. V/ytrzymałość wYsokonapięciowa - zdol.noŚć 

kineskopu do prawidłowej pracy przy określonej 

wartości wysokiego napięcia anoay. 

1.3.5. Emisja. pasobtnicza - emisja elektronów 
wywołująca pobudzenie ekranu przy braku prądu ka­
tody. 

1.3.6. Wady ekranu - widoczna niejednorodność 

czoła i ekranu luminescencyjnego kineskopu, uja­
wniająca się w postaci fałszywej informacji w 
treści obrazu odtwarzanego przez kineskop. 

1.3.7. Wada skupiona - wada ekranu w postaci np. 
pęcherzy, ciemnych lub barwnych plamek. których 
rozmiary są porównalne II roZllliar8m1 plamk1 świetlnej. 

1.3.8. Wada nie skupiona - wada ekranu w postaci 
np. obszarów o barwie świecenia znacznie różnią­

cej się od barwy pozostałej powierzchni ekranu. 
niejednorodności masy szklanej czoła, o wymiarach 
dużych w porównaniu z rozmiarami plamki świetlnej. 

1.3.9. Rysa - wada ekranu, której szerokość nie 
przekracza 50 mm. 
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1.3.10. §rednica zastepcza wady skupionej 
średnia arytmetyczna długości i szerokości wady 
skupionej, jeśli iloraz długości i szerokości nie 
przekracza 1,25 lub suma szerokości i 0,1 długoś­
ci, jeśli iloraz długości i szerokości przekracza 
1 ,25. 

1.3.11. Odległoś ć między dwoma wadami - nf\:)Dn:lej­
sza odległość między brzegami wad. 

1.3.12. Użyteczna powierzchnia ekranu -
maIna powierzchnia czoła kineskopu pOkryta 

maksy­
lumi­

warunkach 01>-noforem widoczna od strony czoła w 
serwacji wg 2.14. 

1.3.13. Rozdzielczość - największa liczba moż~ 

liwych do rozróżnienia na użytecznej powierzchni 
ekranu kineskopu czarno-białych element6w obrazu 
w kierunku pionowym i w kierunku poziomym. 

1.3.14. Siatka obrazowa zbi6r r6wnoległych 

świecących linii na ekranie kineskopu. 

1.).15. Kontrast - stosunek luminancji dw6ch po­
wierzchni na ekranie (większej do mniejszej). 

1.3.16. Zniekształcenie liniowości odchylania -
zniekształcenia geometryczne spowodowane przez 

, zmianę wartości chwilowej prędkośoi plamki świetl­
nej podczas ~ej posuwania się po ekranie w czasie 
aktywnego odchylania, określone przez rzut pro­
stopadły względnej zmiany wartości chwilowej pr~­
kości (poziomej lub pionowej) na płaszczyznę pro­
stopadłą do gł6wnej osi optycznej obrazu, przy 
czym za względną zmianę przyjmuje się r6żnicę mię­
dzy wartością chwilową i wartościll średni" pręd­

kości przejścia 'plamki świetlnej wyra żon" w pro­
centaoh wartośoi średniej. 

1.3.17. Pozostałe określenia - wg PN-62/T~010. 

1.4. Normy związane 

PN-64/E-01101 Lampy elektronowe. Oznaczenia li­
terowe 

PN-71 /E-01 205 Lampy elektronowe. Symbole grafi­
czne 

PN-71/T-01010 ark. 00 Lampy elektronowe. Nazwy i 
o'kreślenia (oraz sukoesywnie ustanawiane arku-
8ze) 

PN-62/~-01010 Lampy elektronowe. Nazwy i okreś­

lenia 

2. OGbLNE WARUNKI BADA~ 

2.1. Położenie kineskopu. Kineskop może być ba­
dany w dowolnym położeniu, jeśli w opisie metody 
badania lub w normie przedmiotowej na dany typ ki­

neskopu nie postanowiono inaczej. 

2.2. Punkt odniesienia napięć elektrod. Zapunkt 
odniesienia napięć elektrod badanego ,kineskopu n~ 
leży przyjmować katodę. 

2.3. Układy pracy kineskopu 

2.3.1. Układ pracy kineskopu z elektryoznym 
ogniskowaniem i odchylaniem magnetyoznym - wg 
rys. 1. 
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RyS. 1 

G - g"neratory prąd6w odchylających; L1 1 L2 - cewki od­

chylające; m- przewodzące zewnętrzne pokrycie stoika, 

m'- obejaa zabezpieczenia przeciwiaplozyjnego 

2.3.2. Układ pracy kineskopu z odohYlaniem i 
ogniskowaniem magnetycznym podano na rys. 2. 
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G - generatory prąd6w odchylaj~;yohl L, 1 L2 - cewki od­

oh;ylaj~el L3 - oewka ogniBkgj-=al Za - sasilacz cewki 

ogn1sklij~ej I m - praewodzllOe &8WDttnne pokryoie lltotka, 

m'- obeja. zabezpieczeDia przeoiw1aploz;yjnego 

2.4. Siatka obrazowa. Jeżeli w opisie metody ba­
dania nie postanowiono inaozej, układy odchylenia 
(poziomego i pionowego) i ogniskuj~oe, wytwarza­
j~oe siatkę obrazow~ na badanym kineskopie powin­
ny spełniać następuj~oe wymagania: 

- wi~zka elektronowa powinna być zogniskowana, 
- amplitudy odohylania poziomego i pionowego po-

winny zapewniać szerokość i wysokość siatki obra­
zowej r6wn~ odpowiednim wymiarom utyteoznejpo­
wierzohni ekranu, przy ozym siatka obrazowa po­
winna pokrywać oał" powierzohnię ekranu, 

- częstotliwość odohylania poziomego - 15 62;Hz, 
ozęstotliwość odohylania pionowego - 50 Hz, 

- wi~zka elektronowa podczas powrot6w odohyla­
nia poziomego powinna być wygaszana, 
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- wiązka elektronowa podczas powrotów odchYla­
nia pionowego powinna być wygaszana, dopuszoza się 
niewygaszenie. 

- częstotliwości odchylania poziomego i piono­
wego powinny być z sobą zsynchronizowane. 

- zniekształcenia liniowości odchylania pozio­
mego i pionowego powinny być większe ni~ 10%. 

2.5. Elementy magnetyczne współpracująoe z ki­
neskopem 

2 •. 5.1. Zespół cewek odchylających powinien być 

maksymalnie dosunięty do sto~ka bańki kineskopu. 

2.5.2. Magnesy centrujące powinny być ustawio­
ne w poło~eniu podanym w normie przedmiotowej na 
dany typ kineskopu i odpowiadającym centrycznemu 
położeniu siatki obrazowej względem powierzchni 
u~ytecznej ekranu. 

2.5.3. Cewki lub magnesy oaniskujące powinnyqyć 
ustawione w poło~eniu odpowiadającym optymalnemu 
zogniskowaniu linii w środku i w rogach powierz­
chni obrazu. 

2.6. Współozynnik tętnień źródeł napięć stałych 
zasilająoych obwody elektrodk1neskopu powinien 
być nie większy ni~ 5% z wyjątkiem źródła napię-

cia zasilającego siatkę pierwszą. dla 
współozynnik ten powinien być nie większy 

którego 
ni~ 1%. 

2~7. Opór izolaoji między dowolnymi dwoma za­
ciskami podstawki. do których dołl\cza się elek­
trody kineskopu. powinien wynosić co najmniej 
200 14 n. Opór ten nale~y .mierzyć po odłąozeniu 

źródeł zasilania. woltomierzy i innych przewodzą­
cyoh elementów układu włl\czonyoh między te zacis­
ki. stosując napięcie stałe o wielkości co naj­
mniej 500 V. 

2.8. Mierniki stosowane do pomiarów napięcia i 
prądu ~arzenia oraz napięć zasilającyoh elektrody 
kineskopu powinny być klasy nie gorszej ni~ 1.5 
dla mierników prądu stałego i nie gorszej ni~ 2.5 
dla mierników prl\du przemiennego. Przy pomiarach 
prądów upływowych i prl\dów wstecznych .elektrod do­
puszcza się stosowanie mierników o takich zakre­
sach. aby wartość graniczna była dobrze widoczna. 

2.9. Odczyt wartości parametrów powinien być ~ 
konany po' ustaleniu wskazań mierników, jeśli z 
zasady pomiaru nie wynika inaczej. 

2.10. Spadki napięć. ŁącznYepadek napięć na 
mierniku prądu elektrody badanego kineskopu oraz na 
umieszczonych w obwodzie elektrody elementaoh za­
bezpieczających kineskop przed przecią~eniem · nie 
powinien przekraczać 0.5% napięcia tej elektrody. 
Wymaganie to nie dotyczy oporników zabezpieczają­
cych podanych w schemacie układu pomiarowego. 

2.11. Zabezpieczenie przed zewnętrznymi polami. 
Kineskop powinien b,yć zabezpieczony przed wpływem 
zewnętrznych pól elekt"rycznyoh i rrm.gnetycznych z 
wyjl\tkiem pola ziemskiego w taki sposób. aby nie 
WPłYwałY one na wyniki pomiaru. 

2.12. Podgrzewanie wstepn •• Je~eli w określeniu 
zasady pomiaru nie podano inaozej. kineskop nale­
~y przed PI'71,Vatqp1en:lem do pomiaru poddać pracy przez 
czas nie krótszy ni~ 5 min w układzie pracy poda­
nym na rys. 3. Uż powinno równać się wartości no­
minalnej podanej w normie przedmiotowej. 

\ 
-- --tt----- ..., 

Rys. 3 

Dopuszcza się podgrzewanie kineskopu poza zasad­
niczym stanowiskiem pomiarowym i 15 s przerwy w 
zasilaniu grzejnika na przeniesienie kineskopu ze 
stanowiska podgrzewania wstępnego do zasadniczego 
stanowiska pomiarowego. 

2.13. Częśoi przewodZące kineskopu nie połączo­
ne z końcówkami elektrod powinny być połl\ozone z 
punktem odniesienia napięć elektrod, je~eliw nor­
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu nie poda­
no inaczej. 

2.14. Normalne warunki obserwacji. Za normalne 
warunki obserwacji ekranu kineskopu podczas po­
miarów nale~y przyjl\ć obserwacjęnieuzbrojonym o­
kiem, .przystol!Jowanym przez przebywanie w ciemnoś­
ci w ciągu co najmniej 3 min, przy czym: 

- odległość oka obserwatora od ekranu kineskopu 
powinna wynosić około 25 cm, jeśli w opisie meto­
dy pomiaru nie podano inaczej. 

- ekran należy obserwować pod kątem mniejszym 
lub równym 300 od normalnej wyprowadzonej ze środ­
ka ekranu. 

- o-I§wietlenie zewnętrzne ekranu powinno być roz­
proszone i wynosić około 50 lx. jeśli w opisiene­
tody pomiaru nie podano inaczej. 

2.15. Włączenie napięć zasilających. Jeśli me­
toda pomiaru nie przewiduje inaczej, napięcia za­
silające powinny być włączone jednocześnie lub w 
następującej kolejności: 

a) napięoia ~arzenia. 
b) napięcie ujemne elektro"d. 
c) napięcie odchylające, 

. d) napięcie anody, 
e) napięcie dodatnie pozostałych elektrod w ko­

lejnośoi od anody do katody. 
t) pozostałe napięcia. 
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2.16. Wyłaczanie napieć zasilajacych. Jeśli me­
toda pomiaru nie przewiduje inaczej, napięcia za­
silające powinny być wyłączane jednocześnie lub w 
kolejności odwrotnej niż podano w 2.15. 

2.17. Warunki bezpieczeństwa. Należy stosować 

zabezpieczenie chroniące osoby przeprowadzające 

badania przed porażeniem wysokim napięciem, skut­
kami implozji oraz promieniami X, jeżeli natęże­

nie promieniowania przekracza wartość, przy kt6-
rej dawka pochłonięta jest większa od 0,5 mRg/h. 

2.18. Obwód żarzenia należy zasilać w układzie 

podanym na rys. 4 prądem o częstotliwości 50 Hz 
w przypadku kineskopów sieciowych i prądem stałym 

w przypadku kineskop6w bateryjnych, jeśli w nor­
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu nie poda­
no inaczej. Dopuszcza się zasilanie obwodu żarze­
nia kineskopu sieciowego prądem stałym. 

Symbol w normie 

Rys. 4 

RZl'CZyHi$tv uk[ad 
paqcrGrl 

1 3 371-09-4 I 

W przypadku gdy wsp6łczynnik zawartości harmo­
nicznych napięcia ~asilaj~cego obwód żarzenia 

przekracza 10~~; do pomiaru prądu i napięcia ża­

rzenia należy użyć przyrząd6w mierzącyoh wartość 

skuteczną prądu lub napięcia niezależnie od war­
tości tego wsp6łczynnika. W przypadku badania ki­
neskopu przy określonym napięciu żarzenia należy 

uwzględnić spadek napięcia na przewodach i innych 
elementach łączących miernik napięcia żarzenia z 
odpowiednimi końc6wkami kineskopu, jeśli spadek 
ten przekracza 0,2% znamionowego napięcia żarze­

nia. 
W przypadku badania kineskopu przy określonym 

prądzie żarzenia prąd płynący przez elementy do­
łączone r6wnolegle do grzejnika kineskopu (np. 
przez miernik napięcia żarzenia) nie powinien 
przekraczać 0,5% znamionowego prądu żarzenia. 

J. METODY BADA~ 

J.1. Pomiar prądu żarzenia należy wykonać przy 
określonym napięciu żarzenia w układzie poda~ na 
rys. 5. 

\ 
ł, -- -Ił---- -+--r- ..... t--

u 

Rys. 5 
U - napięcie zaSilające wg 2.18 

Elektrody kineskopu (z wyjątkiem katody) nie 
powinny być włączone w układ lub powinny być po­
łączone z punktem odniesienia napięć elektrod. 

Dopuszcza się pomiar prądu żarzenia przy obec­
ności napięć na elektrodach kineskopu pod warun­
kiem, że spowodowany tym błąd pomiaru nie prze­
kroczy 0,5%. W wyniku pomiaru nale~y uwzględnić 

prąd poblerany przez miernik napięcia żarzenia, 

jeżeli jego wartość przekracza 0.5% wartości mie­
rzonego prądu żarzenia. 

3.2. Pomiar napięcia żarzenia należy wYkonać 

przy określonym pr~dzie żarzenia w układzie poda­
nym na rys. 5. Przy ł!lczeniu elektrod kineskopu 
obowiązuje wymaganie wg 3.1. Przy ustaleniu war­
tości pr~du żarzenia należy uwzględnić pr~d mier­
nika napięcia, jeżeli jego wartość jest większa 

niż 0,5% wartości znamionowego prądu żarzenia. 

Dopuszcza się wykonywanie pomiaru napięcia ża­

rzenia w układzie wg rys. 6 

'\ 
- ' - --Ił-----+--

u 

Rys. 6 
U - napięcie zaeilająpe wg 2.18 
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w wyniku pomiaru należy uwzględnić spadek napię­
cia na mierniku prądu. jeżeli jego wartość jest 
większa niż 1% wartości mierzonego napięcia ża­

rzenia. 

3.3. Pomiar czasu nagrzewania się katody 

3.3.1. Przygotowanie kineskopu do pomiaru. Przed 
rozpoczęciem pomiaru kineskop powinien 
co najmniej przez 1 godz bez włączonego 
żarzenia. 

pozostać 

napięcia 

3.3.2. Zasada pomiaru. Za czas nagrzewania się 

katody należy przyjąć okres od chwili zamknięcia 

obwodu żarzenia dochwlli. w kt6rej miernik (A na 
rys. 7) wskaże największą wartość prądu. Obw6d ża­
rzenia należy zamknąć po ustaleniu napięcia zasi­
lającego E. Czas nagrzewania się katody należy 

mierzyć z dokładnością wynoszącą co najmniej 1 s. 

3.3.3. Pomiar czasu nagrzewania się katody przy 
określonym napięciu żarzenia należy wykonać w u­
kładzie podanym na rys. 7. Op6r wewnętrzny źr6dła 
napięcia żarzenia nie powinien przekraczać 5~r. o­
poru grzejnika katody pośrednio żarzonej lub opo­
ru katody bezpośrednio żarzonej w stanie roboczym 
kineskopu. Napięcie zasilające'E powinno wynosić 
400 V. jeśli w normie przedmiotowej na dany typ 
kineskopu nie podano inaczej. 

Spadek napięcia na oporniku R w ustalonym sta­
nie cieplnym katody powinien wynosić 15 + 50 V. 

\ 
---- -

C 

L 
R 

UżC;. 
13:3"ł-Oj-7' I 

Rys. 7 
A - amperomierz lI:agnetoelektryczny o zakresie około <PO !lA 
i oporze do 1 kU; C - kondensator o pojemności 8+10 "F; 
E - napięcie zasilajllCe; m - przewodzące zewnętrzne pokry­
cie stożka; m'- obejma zabezpieczenia przeciwimplozyjnego 

3.3.4. Pomiar czasu nagrzewania się katody przy 
określonym prądzie żarzenia należy wykonać' w ukła­
dzie podanym na rys. 8. 

---- ..., 

c 

E 

Rys. 8 

Op6r opornika Rj pow~n~en być (z błędem nie 
większym niż 1%) r6wny wartości określonej wg 
wzoru 

R, -

w kt6rym: 
U . - znamionowe napięcie żarzenia. 

z 
l. - nominalny prąd żarzenia. z 
Napięcie U powinno być 4-krotnie większe od zna-

mionowego napięcia żarzenia. Pozostałe wymagania 
dotyczące układu pomiarowego powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w 3.3.3. 

3.4. Pomiar czasu nagrzewaniR się grzejnika ka­
tody należy wykonać -w układzie podanym na rys. 9. 

'\ 
----
~ 

U 

133'T1-09-g I 

Rys. 9 

Napięcie U powinno być 4-krotnie większe od zna­
mionowego napięcia żarzenia. 
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Opór opornika R powinien być (z błędem nie więk­
szym niż 1%) równy wartości określonej wg wzoru 

R= 
3 Uż 
Iż 

w którym. 
Uż - znamionowe napięcie ~arzenia, 
Iż - nominalny prąd żarzenia. 

Opór woltomierza V powinien by ć co najmniej 20 
razy większy niż opór grzejnika w stanie roboczym. 

Przygotowan i e do pomiaru - 3.3.1. Obwód żarze­

nia na l e ży zamkną0 po ustaleniu napięcia U. Za 
cza s nagrzewania się grzejnika ka tody należy przy­
ją ';; okres od chwil i z amkni ęcia obwodu do chwili 
wskazania przez miern i k 0, 8 znamionowego napięcia 
ż arzenia kine skopu. 
Dokładność pomiaru powinna wynosić co najmniej 

0,5 s. 

3.5. Pomiar prądów elektrod kineskopu należy w,y­
kona ć w układzie podanym na rys. 10. 
Wiązka elektronowa powinna by ć odchylana tak, 

aby co najmniej 50;t, powierzchni użytecznej, ekra­
nu było pokryte siatką obrazową. Siatka obrazowa 
powinna mie ć co najmniej 300 linii. 

Elektrody lub części badanego kineskopu należy 

dołączyć do zacisków A i B zgodnie z normą przed­
miotową na dany typ kineskopu. Pozostałe elektro­
dy lub części należy pozostawić nie włączone do 
układu. Grzejnik katody należy połączyć z katodą. 
Opór Rz powinien być równy wartości podanej w nor­
mie przedmiotowej z tolerancją ±10%. 

3.7. Pomiar prądu katoda-grze.jnik należy wyko­
nać w układzie podanym na rys. 12. 

\ 

~---------łu.. 
z 

13571-0;-12 I 

Rys. 12 

Napięcie stałe katoda-grzejnik należy przyłożyć 
między katodę i tę nó~kę grzejnika, która jest 0-

Ug znaczona wyższym numerem wg normy przedmiotowej na 
dany typ kineskopu. Pozostałe elektrody kineskopu 
należy pozostawić nie włączone do układu. 

Rys. 10 
G - generator prądów odchylaj~ych; m - prllewodzllce ze­
wnętnne pokrycie stożka; m '- obejl\l8 zabezpieczenia pne­
ciwimplozyjnego; L, i L 2 - cewki odchylaj~e 

3.6. Pomiar prądu upływowego między dwiema elek­
trodami, dwiema grupami elektrod, między elektro­
dami i innymi częściami metalowymi ~rzewodzącymi) 
należy wykonać w układzie podanym na rys. 11. 

A 8 
+~-----o 

(J 

Rys. 11 
A 1 B - zac1aki &luż~e do polllCzen1a s elektrodaai lub 

iDQJai czt'claa1 kine.kopu 

Opór Rz powinien być równy wartości podanej w 
normie przedmiotowej na dany typkineekopu z · to­
lerancją ±10%. 

J.8. Pomiar poje.mności miedzyelektrodoW1ch,mię­

dzy elektrodami i częściami metaloW1mi (przewo­
dzącymi) oraz między cześciami metalowymi (prz~­

wod zą·cymi) 

3.8.1. Połączenie elektrod lub części kinesko­
~ Pomiar pojemności międzyelektrodowych nale~y 

wykonać między dwiema elektrodami kineskopu, mię­
dzy elektrodą i inną przewodzącą częścią kineskopu 
(np. zewnętrzną warstwą przewodz,cą) albo między 

dwiema grupami elektrod) lub innych części kines­
kopu). Badane elektrody (lub inne części kinesko­
pu) należy dołączyć do zacisk6w A. B i N układu 

pomiarowego podanego na ~s. 13 w sposób podany w 
tabl. 1. Przy pomiarach pojemności międzyelektro­
dowych grzejniki i inne części mające niezależne 

wyprowadzenia nale~y traktowaĆ jako elektrody. W 
kineskopach, których elektroda (lub inna część) 

ma dwie lub więcej końaówek, wszystkie końc6wki 

powinny być ze sobą poł,czone. Pomia~ pojemności 

należy przeprowadzać przy nie zasilanym grzejniku 
kineskopu i bez napięć stałych dołączonych do e­
lektrod. 
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Tablica 1 

Elektrody doł~zon~ do 
Lp. Mierzona Oznacze- zacisk6w 

pojemność nie 
A B N 

Pojemność katody w 

1 
stosunku do wszy st-

ek katoda R -kich pozostałych 
elektrod 

Pojemność siatki 1 

2 w stosunku do 
C s I siatka 1 R wszystkich pozo- -

stałych elektrod 

Pojemność siatki 2 

3 w stosunku do 
C 82 siatka 2 R 

wyszystkich pozo- -
stałych elektrod 

Pojemność anody do przewo-
przewodzqpego po- dzące 

4 krycia zewnętrzne- C anoda pokry- R 
am go cie zew· 

nętrzne 

obejll8 
Pojemność anody do zabez-
obejmy zabezpiec ze- piecze-

5 ni a przeciwimplo- c om' a:1oda nia R 
zyjnego przeciw-

implo-
zyjne go 

R - pozostale elektrody badanego kineskopu, tj. części 
przewodzqpe, nie wykorzystane n6żki cokołu itp. 

Przy pomiarze pojemności mi ędzy anodą i prze­
wodzącym pokryciem zewnętrznym stożka połączenie 
z przewodzącym pokryciem należy wykonać w 
pierścienia z linki metalowej opasującej 

kineskopu w połowie wysokości pokrycia. 

postaci 
stoże k 

W przypadku gdy przewodzące pokrycie zewnętrzne 
ma p~stać łaty i nie ' opasuje stożka, połączenie z 
przewodzącym pokryciem powinno być wykonane w po­
staci kontaktu misjscowego umieszczonego w pobli­
żu środka łaty. Powierzchnia styku kontaktu miejs­
oowego powinna wynosi ć około 1 cm2, 

3.8.2. Podstawka pomiarowa. Konstrukcja podmaw­
ki przeznaczonej do umisszczenia na kineskopie 
przy pomiarze pojemności międzyelektrodowych po­
winna być taka, aby po położllniu na niej uziemio­
nej płyty metalowej, zakrywającej wszystkie otwo­
ry, pojemność między dowolnym zaciskiem podstawki 
a wszystkimi pozostałymi zaciskami nie przekraczała 
0,005 pF. 

Płyta czołowa podstawki powinna być wykonana z 
mosiądzu, miedzi lub innego dobrze przewodzącego 

metalu i powinna mieć odpowiednie otwory na nóżki 
i kluoz cokołu kineskopu. Krawędź cokołu kinesko­
pu umieszczonego w podstawce powinna przylegać do 
płyty czołowej podstawki. Płyta czołowa podstawki 
powinna mieć taką średnicę, aby po umieszczeniu na 
podstawoe uziemionej płyty metalowej, zakrywają­

cej ws~stkie otwory, pojemność między wszystkimi 
zaciskami podstawki a przedmiotem metalowym o 
kształtach i rozmiarach zbliżonych do badanego ki­

neskopu była mniejsza niż 0,01 pF. 

3.8.3. Łącznik pomiarowy. Końców lw miseczkowa 
badanego kineskopu i inne części przewodzące po­
winny być połączone z układem pomiarowym za pomo-
cą giętkiego ekranowego przewodu. 

" , 

3.8.4. Pomiar pojemnośc i międzyelektrodowych me­
tod ą U1o s tkową należy wykonać w układzie podanym na 
rys. 13. 

Rys . 13 
A , B. N - zaciski służące do dołączenia elektrod kine s · , 
kopu wg 3.8.1; G - gener ator wielkiej częstotliwości; M­
wska~nik r6wnowagi mostka; T - transformator ekranuj ~y; 

W - wzmacniacz rezonansowy 

'Częstotliwość generatora G powinna być zawarta 
w granicach 400 + 1500 kHz, a współczynnik zawar­
tości harmonicznych napięcia dostarczanego przez 
ten generator nie powinien przekrac~ać 2%.Elemen­
ty mostka powinny być tak dobrane, aby dołączenie 
pojemności 50 pF do zacisków A-N lub B-N nie po­
wodowało zmiany odczytu mierzonej pojemności więk­
szej niż 2%. Płyta czołowa podstawki pomiarowej, 
w której umieszczony jest cokół kineskopu, powin ~ 

na być uziemiona. Dopuszcza się umieszozenie na 
płycie podstawki warstwy izolacyjnej o grubo śc i 

nie większej niż 0,25 mm w celu odizolowania c~ś­

ci przewodzących lub ekranu. 

Wzmacniacz rezonansowy W powinien by ć dostrojo-
ny do częstotliwości generatora G. a jego opór 
wejściowy powinien wynosić co najmniej 500 kO. 
Mostek należy doprowadzić do równowagi za pomocą 

kondensatora wzorcowego Cno 

Mierzoną pojemność należy określić wg wzoru 

C = 

Dopuszcza się również wyznaczenie pojemności 

międzyelektrodowych na podstawie ustawienia po­
krętła kondensatora Cn po odpowi ednin przececho­
weniu całego układu pomiarowego. 
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3.8.5. Pomiar pojemności międzyelektrod0wYchme­
todą dzielnika napięcia należy wykonać w układzie 
podanym na rys. 14. 

Rys. 14 

A, B, N - zaciski służące do dołączenia elektrod kinesko­
pu wg 3.8.1; G - generator wielkiej częstotliwości; W -

wzmacniacz rezonansowy 
Częstotliwość generatora G powinna być zawarta 

w granicach 400 ~ 1500 kHz i nie powinna ulegać 

zmianie większej niż o 0,1% przy dołączeniu pojem­
ności 50 pF do jego zacisków wyjściowych.Napięcie 
wyjściowe generatora Gnie powinno ulegać zmianie 
większej niż 1% przy dołączeniu pojemności 50 pF 
do jego zacisków wyjściowych. Opór R powinien być 
nie większy niż 10 k fi. Płyta czołowa podstawki, 
umieszczcnej na badanym kineskopie, powinna być 

uziemiona. 
Dopuszcza się umieszczenie na płycie warstwy 

izolacyjnej wg 3.8.4. 
Wzmacniacz rezonansowy VV powinien być dostro­

jony do częstotliwości generatora G. Jego opór 
wej ściowy powinien wynosić co najmniej 500 k fi. 

Mierzoną pojemność C należy określić w pikofa­

radach wg wzoru 

C= 

w którym: 
f - częstotliwość pomiarowa, MHz, 
k - wzmocnienie napięciowe wzmacniacza W, 
R - opór tłumiący, k fi, 
Ui - wartość skuteczna napięcia, V, 
U2 - wartość skuteczna napięcia, V. 
Dopuszcza się również wyznaczanie pojemności 

międzyelektrodowych na podstawie wskazań wolto­
mierza mierzonego napięcia U2 , po odpowiednim 
przecechowaniu całego układu pomiarowego. 

3.8.6. Dokładność pomiaru pojemności międzyelek­
trodowych powinna wynosić co najmniej: 

10% - dla pojemności do 0,1 pF, 
5% - dla pojemności 0,1 + 100 pF, 
1~~ - dla pojemności większych niż 100 pFe 

3.9. Pomiar współczynnika próżni należy wykonać 
w układzie podanym na rys. 15. Siatki nie połą­

czone z anodą, z wyjątkiem siatki 1, powinny być 

zwarte z siatką 2. 
Przed pomiarem należy w kineskopie rozładować 

pojemności: 

- między anodą i zewnętrznym przewodzącym po­
kryciem stożka, 

- między anodą i metalową ramą zabezpieczenia 
przeciwimplozyjnego. 

Jeśli w normie przedmiotowej na dany typ kines-
kopu nie !,odano inaczej, napięcie anody 
no wynosić -40 V, a napięcie siatki 2 i 
z nią elektrod US2 = 250 V. 

-, + 

4f 
US2 

+ 

Ua powin­
zwartych 

+ 

I ~371-0.9-15 l 

Rys. 15 
M, - miernik prądu stałego, O + 1000 nA, M2 - miernik 

prądu stałego, O + 1000 ~A 

Wykonanie pomiaru: 
a) odczytać na mierniku Mj wartość prądu 1 przy 

napięciu USI takim, aby prąd elektronowy 13 mie­
rzony miernikiem M

2 
wynosił 400 !lA, jeśli w nor­

mie przedmiotowej na dany typ kineskopu nie poda­
no innej wartości ~; 

b) odczytać na mierniku Mj wartość prądu 1
2 

przy 
napięciu U SI takim, aby prąd elektr.;mowy 13 mie­
rzony miernikiem M 2 był równy O. 
Współczynnik próżni G wyznaczyć wg wzoru 

w którym: 
I - sumaryczny prąd kolektora jonów (anody), 
l, - prąd jonowy, 
12 - prąd upływowy, 

13 - prąd elektronowy (jonizujący). 

Dopuszcza się pomiar prądu elektronowego 13 w 
obwodzie siatki 2. 

3.10. Pomiar napięcia odcięcia należy przepro­
wadzić w normalnym układzie pracy kineskopu przy 
włączonych generatorach prądów odchylających. Za 
napięcie odcięcia przyjm~je się wartość napięcia 

siatki 1, przy której zanika świecenie ekranu ki­
neskopu. 

Dopuszcza się wykonanie pomiaru napięcia odcię­
cia przy wyłączonych generatorach prądów odchyla­
jących. Za napięcie odcięcia przyjąć nale~y wów­
czas wartość napięcia siatki 1, przy której zani­
ka świecący punkt na ekranie kineskopu. 

Warunki obserwacji zaniku świecenia - wg 2.14. 
Dopuszcza się pomiar napięcia odcięcia przy wy­

ł~czonych generatorach pr~d6w odchylających. War-
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tość napięcia odoięcia uzyskana w tych warunkach 
r6żni się o około -5 V od wartośoi uzyskanej przy 

.wł!lozonych generatorach pr!ld6w odchylającyoh. 

).11. Pomiar wsp6łczynnika jakości katody (§!8w­
dzenie emisji). Wsp6łczynnik jakości katody k na­
leży określić wg wzoru 

k= 

w kt6rym: 
I - pr!ld anodowy przy napięciu siatki 1 r6w­

ao 

u -ode 

nym zero 
napięoie 

).10. 

zmierzony zgodnie z ).5, 
odoięoia zmierzone zgodnie z 

).12. Pomiar napieoia modulaoji należy przepro­
wadzić w układzie praoypodanym w 2.). Po zmie­
rzeniu napięcia odcięcia wg ).10 należy wyznaczyć 

napięoie siatki 1 odpowiadające prądowi anody o 
wartośoi 100 pA, jeśli w normie przedmiotowej nie 
podano inaczej. 
Wartość napięoia modulacji AU obliozyć wg wzoru 

w kt6rym: 
U ode - napięoie odoięcia, 

U - napięcie siatki 1 przy określonej wyżej 
w 

«artości prądu anody. 

).1). Pomiar opornośoi przewodząoego zewnetrz­
nego pokrycia stożka kineskopu należy wykonać na 
kineskopie nie praouj!lcym, mierząc oporność mię­

dzy dwoma punktami pokryoia odległymi o 100 ±5 ~ 
Powierzchnia każdego kontaktu stykającego się z 
zewnętrznym pokryoiem stożka powinna wynosić 

0,5 + 1,0 cm 2• Pomiar wykonać należy na tej częś­
oi stożka kineskopu, kt6ra w odbiorniku telewi­
zyjnym wykorzystywana jest do wykonania kontaktu 
uzismiającego. Pomiar należy przeprowadzić dowol­
n~ metod~ z dokładności~ do ±5%. 

).14. Pomiar napieoia zaoiemnienia środka ekra­
~ należy przeprowadzić w układzie praoy podanym 
w 2.) i w normalnyoh warunkaoh obserwaoji wg 2.1~ 
Napięcie anody należy obniżyć do wartośoi, przy 
kt6rej wystąpi dostrzegalne zmniejszenie luminan-
cji środka ekranu w stosunku do luminanoji pozos-
tałej powierzohni pobudzanej. Za napięcie zacie­
mnienia środka ekranu przyjmuje się największ!l 

wartość napięcia anody, przy kt6rym występuje do­
strzegalne zmniejszenie luminancji w środku ekranu 
w stosunku do luminancji pozostałej powierzchni po-

tać na urządzeniu pomiarowym, zawierającym wzier­
nik pr ze e uw8QY wzdłuż wyskalowanej osi, umożliwia­
j~oym obserwację ekranu w kierunku równoległym do 
osi kineskopu i zapewniają.oym odo zyt wyniku po­
zbawiony paralaksy. 
Jeśli w normie przedmiotowej na dany typ kines­

kopu nie podano inaozej, wymiarami do sprawdzenia 
są: maksymalna szerokość, maksymalna wysokość i 
maksymalna przekątna użyteoznej powierzohni ekra­
nu. Dokładność sprawdzenia powinna wynosić co na.:J­
mniej 1 mm. 

Dopuszcza się sprawdzenie wymiar6w użytecznych 

powierzchni użytecznej ekranu na kineskopie nie 
pracuj~oym. 

3.16. Pomiar napięcia lub prądu ognisku.1ącego 

należy wykonać w układzie pracy podanym w 2.) przy 
prądzie anody określonym w normie przedmiotowej 
na dany typ kineskopu. Wiązkę elektronową należy 

modulować - w obwodzie katody lub siatki 1 - syg­
nałem wizyjnym obrazu karty kontrolnej. Zmienia­
jąc napięcie elektrody ogniekuj~oej kineskOpu lub 
prąd oęwki ogniskująoej, należy obserwować ekran 
kineskopu. Za napięcie lub prąd ogniskująoy przyj­
muje się tę wartość, przy której uzyskuje się 

optymalne zogniskowanie w kierunkaoh pionowym i 

poziomym obrazu tablioy i liniową. strukturę obra­
zu na całym polu obrazu tablicy. 

W przypadku gdy w środku ekranu i na jego brze­
gaoh uzyskuje się niejednakowe wartośoi napięoia 

lub prądu ogniskująoego, za optymalne napięcie lUb 
prąd ogniskujący przyjmuje się napięcie odpowia­
dające zogniskowaniu środkowej części ekranu o 
średnicy równej połowie przeką.tnej powierzchni u­
żyteoznej. 

Dopuszoza się pomiar napięcia lub prądu ognis­
kującego przy siatce obrazowej nie modulowanej 
sygnałem obrazu karty kontrolnej. 

).11. Pomiar luminancji i nier6wnomiernośoi lu­
minano.1i ekranu 

).11.1. Układ pomiarowy i warunki pomiaru.Układ 
pomiarowy przedstawiono sohematyoznie na rys. 16. 

s 2 

budzanej. 1 

. ).15. Sprawdzenie wrmiar6w użytecznej powierz­
chni ekranu należy wykonać podozas pracy kinesko­
pu w układzie praoy podanym w 2.), przy prądzie 

anody wynoszącym około 100 pA (jeśli w normie 
przedmiotowej nie podano inaozej) i siatoe obra­
zowej o wymiarach większyoh od wymiarów powierz­
ohni pokrytej luminoforem. Wymiary należy odczy-

1.337'1-09-161 

RyB. 16 
1 - badany kineskop; 2 - fotoogniwo o charakterystyce 
spektralnej ni. odbiegającej o witcej niż ±5% od charak­
terystki oka ludzkiego; 3 - galwanoaetr; S -powierzch­
nia siatki obrazowej, L - odstęp między ekranem kinesko-

pu i fotoogniwem 
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Odchylenie od liniowej charakterystyki foto­

ogniwa nie powinno przekraczać ±3% maksymalnej 
mierzonej luminancji. Zewnętrzne oświetlenie e~­

nu nie powinno przekraczać 2.5% luminancji ekra­
nu. Przesunięcie środka fotoogniwa od osi prosto­
padłej do środka powierzchni podlegaj ącej pomia­
rowi nie powinno być większe niż ±5% odległości 

między środkami powierzchni mierzonej i światło­

czułej fotoogniwa. Kąt między osią fotoogniwa a 
prostą łączącą środki fotoogniwa i mierzonej po­
wierzchni nie powinien przekraczać 100

• 

3.17.2. Warunki pracy kineskopu. Kineskop powi­
nien pracować w układzie pracy podanym w 2.3. 
Siatka obrazowa powinna być zogniskowana. Nieli­
niowość odchylania nie powinna przekroczyć 10%. 

3.17.3. Pomiar luminanc.1i należy wykonać na 
środku ekranu, pobudzając ekran siatką obrazową o 
rozmiarach 14X 14 cm, jeżeli w normie przedmioto­
wej nie podano inaczej. 

3.17.4. Pomiar równomierności luminancji należy 
wykonać, mierząc lokalną luminancję części ekranu 
w miejscach określonych w normie przemiotowej na 
dany typ kineskopu. Lokalną luminancję należy mie­
rzyć na powierzchni o rozmiarach liniowych nie 
większych niż 0,2 wysokości ekranu, lecz nie ~e­
kraczających 65 mm. Podczas pomiaru cała powierz­
chnia fotoogniowa powinna być oświecana. 

Nierównomierność luminancji L należy 
wg wzoru 

L= 

w którym: 

L mu - LIlIiII 

Lm&X + L min 

określić 

L - maksymalna luminancja części ekranu, 
lIax 

Lm!n - minimalna luminancja części ekranu. 

3.17.5. Dokładność pomiaru luminancji powinna 
być nie gorsza niż ±10%. 

3.18. Pomiar rozdzielczośći należy Przeprowadzić 
w układzie pracy podanym w 2.3 przy wybieraniu. 
międzyliniowym. Wiązkę elektronową należy modulo­
wać w ~bwodzie katody lub siatki 1 sygnałem wi­
zyjnym obrazu karty kontrolnej, kt6ra powinna za­
wierać co najmniej: 

a) kliny i pola rozdzielczości wyskalowane w 
liczbie linii, umieszczone w środku i w rogach 
ekranu, 

b) wz6r rysunkowy do pomiar6w obrazu, wyznacza­
jący punkty obrysu obrazu. 

Do badania należy stosować urządzeni~ przeno­
szące pasmo częstotliwości 8 MHz przy uier6wno­
mierności wzmocnienia nie większej niż 1,5 dB. 
Wiązka elektronowa podczas powrot6w odchylania 
pionowego powinna być wygaszona. Szerokość i wy­
sokość obrazu powinny być tak dobrane, aby punkty 
obrysu karty kontrolnej wypadły na brzegach po. 
wierzchni użytecznej ekranu. Amplituda sygnału 

wizyjnego powinna być tak dobrana, ab,y wyraźnie 

wystąpiły kliny rozdzielczości 
prąd anody odpowiadał wartości 

oraz aby średn~ 

określonej w nor-
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu. Napięcie 
lub prąd ogniskujący należy tak ustalić, aby u­
zyskać równocześnie maksymalną rozdzielczość po­
ziomą i pionową. Ekran kineskopu należy obserwo­
wać w normalnych warunkach obserwacji wg 2.14.Roz­
dzielczość poziomą i pionową należy odczytać na 
odpowiednich polach lub klinach rozdzieiczości w 
miejscu, w którym jasne i ciemne linie przestają 

być rozróżnialne. 

3.19. Pomiar kontrastu dużych powierzchni nale­
ży wykonać w układzie pracy podanym w 2.3. Kines­
kop i generatory odchylania należy sterować syg­
nałem wizyjnym tak, aby na ekranie uzyskać obraz 
przedstawiony na rys. 17. 

H 

Rys. 17 

Wiązka elektronowa podozas powrot6w odohylania 
pionowego powinna być wygaszona. Zniekształcenia 

geometryczne obrazu nie powinny przekraczać 3%. 
Obraz z rys. 17 o stosunku szerokośoi do wysokoś­
ci zbliżonym do 4 : 3 należy tak ustalić na ekra­
nie kineskopu, aby był on wpisany w powierzchnię . 

użyteczną. Napięcie lub prąd ogniskujący powinny 
być tak dobrane, aby odpowiadały zogniskowaniu 
wiązki na ekranie kineskopu. Oświetlenie zewnętrz­
ne ekranu należy sprowadzić do poziomu nie wpły­

wającego na wynik pomiaru więcej niż 1%. Dla ~ 
nych pasów prąd anody kineskopu powinien być rów­
ny zero, a średni prąd anody powinien wynosić 300 
~, jeśli w normie przedmiotowej na dany typ ki­
neskopu nie podano inaozej. 
Należy zmierzyć luminanoję L" 4 i L3 powierz­

chni trzech kwadrat6w i wyznaczyć kontrast powie-
rzohni K pow wg . wzoru · 

3.20. Pomiar średniego ozasu poświaty należy 

przeprowadzać w układzie praoy podanym w 2.3 przy 
wyłączonyoh generatorach pr,dów odobylaj,oyoh, 
rozogniskowanej plamoe o śre~nioy i gvstośoi pr,­
du ekranu podanyoh w normie przedmiotowej na dany 
typ kineskopu. Pr,d wi,zki należy modulować ci,­
giem impulsów proetok,tnyoh przedetawionyoh na 
rys. 18 a) • . 
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T 
a) 

I ł - T; l 

b) 

1 337f-09-18 1 

Rys. 18 

Czas powtarzania T impuls6w powinien być okreś­
lony nier6wnością 

T>T
i
+2Tp 

w kt6rej: 
T

i 
- ozas trwania impulsu wg normy przedmioto­

wej na dany typ kineskopu, 
Tp - czas poświaty. 
Wartość czasu poświaty należy odczytywa6 na 

oscylosynchroskopie ze znacznikami czasu. Prze­
bieg oscylogramu przedstawiono na rys. 18 b).Osc.y­
losynchroskop powinien być połączony z fotopowie­
laczem sterowanym pulsującą plamką na ekranie ba­
danego kineskopu. Za czas poświaty należy przyjąć 
czas, po kt6rym wartość luminancji spadnie do 1% 
wartości szczytowej. Parametry układu pomiarowego 
powinny być takie, aby błąd pomiaru nie przekra­
czał 5%. Charakterystyka czułości fotopowielacza 
powinna odpowiadać charakterystyce czułości oka 
ludzkiego z błędem nie przekraczającym +5%. 

3.21. Sprawdzenie położenia plamki należy prze­
prowadzić w układzie pracy wg 2.3 przy wy~zanych 
generatorach prąd6w odchylających, przy czym oś 

kineskopu powinna być skierowana w kierunku środ­
ka ziemi. Cewki odchylające, magnesy lub cewki 
centrujące i ogniskujące powinny być zdjęte z ki­
neskopu. Prąd anody powinien wynosić około 1 pA. 

Badanie należy wykonać przy: 
a) plamce zognisk?wanej - w przypadku kineskopu 

z .ogniskowaniem elektrycznym, 
b) plamce nie zogniskowanej - w przypadku kine­

skopu z ogniskowaniem magnetycznym. 
Plamka powinna znajdować się wewnątrz okręgu, 

kt6rego środek pokrywa się ze środkiem ekranu, a 
średnica określona jest w normie przedmiotowej na 
dany typ kineskopu. 

Dopuszcza się wykonywanie tego sprawdzenia przy 
dowolnym położeniu kineskopu i przy założonych 

cewkach odohylających bez oentrującego pola ma­
gnetycznego. 

3.22. Sprawdzenie braku zaciemnioBloh rog6w e­
kranu należy wykonać, obserwując luminujący ekran 
kineskopu pracującego w 
2.3. Do badania należy 

ukła4zie pracy podanym w 
użyć wzorcowego zespołu 

odchylającego. Zespół odchylający należy maksy-
maInie dosunąć do stożka bańki kineskopu, a na­
stępnie odsunąć w kierunku cokołu kineskopu na 
odległość a podaną w normie przedmiotowej na dany 
typ kineskopu. 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy usta­
lić prąd anody kineskopu na poziomie około 1 ~, 
wyłączyć generatory odchylające i sprowadzić ma­
gnesami c entrującymi plamkę do geometrycznego 
środka powierzchni użytecznej ekranu z błędem nie 
przekraczającym 2 mm. Następnie należy włączyć BP­

neratory odchylające, ustalić prąd anody kinesko­
pu wg normy przedmiotowej na dany typ kineskopu 
oraz ustalić wymiary siatki obrazowej, tak aby 
pokrywała ona z zapasem około 10 mm powierzchnię 

użyteczną ekranu. 
Kineskop należy uznać za dobry, jeśli cała po­

wierzchnia użyteczna ekranu jest pobudzana do 
świeoenia wiązką elektronową. Należy to sprawdzić 

. szczeg6lnie w rogach ekranu. 
Dopuszoza się zamiast odsuwania (COfania) zes­

połu odchylającego stosowanie przekładki dystan­
sowej między stożkiem bańki kineskopu i zespołem 

odchylającym w celu realizacji odsunięcia tego 
zesołu na podaną odległość a. 

3.23. Sprawdzenie wytrzymałości wysokonapięcio­
wej należy przeprowadzić w układzie pracy podanym 
w 2.3, obserwując świeoący ekran. W chwili prze­
bicia w kineskopie następuje nagły spadek lumina­
ncji grupy linii lub całej siatki obrazowej, a po­
nadto słyszalny jest wyraźny trzask. Czas trwania 
pr6by powinien wynosić 5 s, licząc od chwili usta­
lenia wartości napięcia anody podanego w normie 
przedmiotowej na dany typ kineskopu. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni w 
przypadku: 

- braku przebić, 
- lub gdy nastąpiło jedno przebicie przy r6wno-

czesnym braku przebicia przez następne 5 s, o któ­
re należy przedłu~ć czas trwania pr6by. 

3.24. Sprawdzenie wYtrzymałości elektrYcznej 
między metalową obejmą zabezpieczenia przeoiwim­
p~yjnego a warstwa przewodzącego pokrycia zewnę­
trznego sto~ka należy wykonać napięciem zmiennym 
o przebiegu praktycznie sinusoidalnym i o często­
tliwości 50 Hz. Napięcie probiercze o wartości pa­
danej w normie przedmiotowej na dany typ kinesko­
pu należy przyło~yć między odizolowaną część obej­
my i zewnętrzne pokrycis przewodzące stożka. Po­
cz~tkowo należy doprowadzić napięcie o wartośoi 

nie przekraczającej połowy przepisanego napięcia 

probierczego, a następnie należy w ciągu 1 min 
napięoie szybko podnieść do pełnej wartości. 

Wynik pr6by należy uznać za dodatni, jeżeli nie 
nastąpi w czasie pr6by przeskok lub przebicie izo­
lacji między obejmą i pokryciem stó~ka. Wyładowań 
świetlących nie powoduj~cyoh spadku napięcia pro­
bierozego nie bierze się pod uwagę. 
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3.25. Sprawdzenie braku emisji pasożytniczej 

należy wykonać przez obserwacj~ ekranu kineskopu 
w układzie pracy wg 2.3, przy ozym oświetlenie ze­
wnętrzne ekranu nie powinno przekraczać 5 Ix. Re­
gulująo nap.i~oie siatki 1, naldy wygasić siatk~ 

obrazową. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeś­
li w oiągu 5 s od momentu wygaszenia siatki obra­
zowej nie wyst~puje świeoenie ekranu w wyniku e­
misji pasożytniozej. 

3.26. Sprawdzenie .jakości ekranu 

3.26.1. Układ pracy kineskopu i warunki obser­
waoji ekranu. Jakość ekranu należy sprawdzić: 

a) w układzie praoy podanym w 2.3 przy podgrze­
waniu wstepnym wg 2.12, pobudzaniu ekranu siatką 

obrazową wg 2.4, obserwując ekran w warunkach wg 
2.14, przy czym zewnetrzne oświetlenie ekranu nie 
powinno przekraczać 70 Ix, a odległość obserwacji 
powinna być równa pięciu znamionowym przekątnym 

ekranu, lecz najwyżej 2mm, dopuszoza się nie11nio­
wość odchylania do 20"~ i . nie zsynchronizowanie czę­
stotliwości odchylania poziomego z częstotliwością 
odchylania pionowego, wartość prądu anody kines­
kopu powinna być zgodna z normą przedmiotową na 
dany typ kineskopu, 

b) podozas niepobudzania ekranu do świecenia,tj. 

przy prądzie anody równym zero lub na. nie praou-. 
jąoym kineskopie, obserwująo ekran Ił warunkach wg 
2.14, przy czym odległość obserwaoji powinna być 

równa 0,5 m, a zewnętrzne oświetlenie ekranu po­
winno wynosić co najmniej 50 Ix. 

3.26.2. Strefy jakości ekranu. Całą, powierzoh­
nię ekranu dzieli się na trzy strefy jakośoi: A, 
B i C. 

a) Strefę A stanowi środkowa cześć ekranu ogra­
niczona prostokątem, którego środek i osie syme­
trii pokrywają się odpowiednio ze środkiem i o­
siami symetrii ekranu. Wymiary strefy A podano w 
tabl. 2. 

b) Strefę B stanowi pozostała część powierzch­
ni użyteoznej ekranu. 

c) Strefę C stanowi oześć ekranu położona na 
zewną,trz strefy B do linii odległej o 5 mm od ~ 
wędzi obejmy zabezpieozenia przeoiwimplozyjnego,a 
dla kineskopów bez zabezpieozenia - do linii od­
ległej o 5 rum od linii podziału formy ekranu lub 

w przypadku braku lin1i podziału formy ekranu 
do linii Odległej o 5. mm od spawu ekranu ze stoż" 
kiem. 

Tablica 2 

Znamionowa przek,tna 
Wymiary etrefl' A ekranu 

ca mm 

powytej do 

27 
zgodni. z nora, przedmiotową na - dany typ kineskopu 

27 )9 127X178 

)9 49 140X 19'7 

49 60 165X222 

60 - 190X254 

3',26.3. Wykonanie sprawdzenia. Ekran należy ob­
serwować zgodnie z 3.26.1 w oelu określenia mi~a­
oa zauważonych wad szkła ekranu i jego pokryoia 
luminoforowego oraz określenia rodzaju wady. Na­
stępnie należy zmierżyć z dokładnością, co ~niej 
5% rozmiary zauważonych wad skupionyoh, wyznaczyć 
ich średnic~ zastępozą ('p. 1.3.10), rozmieszoze­
nie względem stref jakości określonych w 3.26.2 
i odległość mi~dzy wadami lub gęstość ioh wystę~ 

powania. W oelu określenia tych parametr6w wad 
skupionych należy stosować uniwersalne przyrządy 

pomiarowe, lupy z podziałką i szablony zapewnia­
jąoe wymaganą dokładność pomiaru. Zauważone wady 
nieskupione należy por6wnać z wzorcami jakości u­
zgodnionymi pomi~dzy produoentem i odbioro,. 

3.26.4. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodat­
ni, jeśli nie dostrzeżono na ekranie wad lub je­
śli rozmiary dostrzeżonych wad, ich liozba, roz­
mieszczenie względem stref jakości, wzajemna od­
ległość, gęstość występowania, bądź rodzaj i in­
tensywność odp~wiadają wymaganiom podanym w nor­
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu. 

3.27. Sprawdzenie trwałośoi należy przeprowa­
dzić w układzie pracy podanym w 2.3. 

Dopuszcza się wspólne zasilanie wszystkich ba­
danyoh kineskopów, przy czym napięcie siatki 1 i 
elektrody ogniskującej powinno być regulowane o­
sobno dla każdego kineskopu. Dopuszcza się niewy­
gaszanie powrotów odohylaniapoziomego i pionowe­
go, zniekształcenia liniowości obu odohyleJS. do 20'~ 
i nie zsynchronizowanie częstotliwości odchylania 
poziomego z częstotliwośoią odchylania pionowego. 

K O N I I C 

Informacje dodatkowe 



INFORMACJI: DODAT10WI do BJ-7}/}}71-Q9 

1. Istotne zmiany watosunku do BN-69/}}71-09 
a) wprowadzono metody pomiaruI nier6wnomierności lu.i­

nancji, wytrzymalości elektrycznej aitd&y obejm, zabez­

pieczania przeciwimplozyjnego i zewn~trznym pokrycie. 

przewodząpya stotka, 

b) usunięto z normy pomiary: napięcia plamy jonowej, 

szerokoŚci linii, średnicy plamki, krótkiego CZ&8U po­

świety, 

c) uzupelniono norm, poatanowieniami ~elacet noraa11-

~acyjnych RWPG i liC. 

2. Zalecenia międzynarodowe. Bormk jest zgodna z na­

stvpująpymi zaleceniami noraalizacyjnymil 

a) Miodzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (liC) 

- Publikacja 100 (wyd. 2) - w zakresie p. 3.8, 

- Publikacja 151-1 - w zakre.i. p. }.5, 
- Publikacja 151-2 - w z.kre.ie p. 3.1, 
- Publikacja 151-8 - w zakresi. p. 3.3 i p. 3.4i 
- Publikacja 151-14 - w zakre.ie p. 3.10, 3.17, 3.20 i 

3.21, 
- Publikacja 151-15 - w zakresie p. 3.6 1 

- Publikacja 151-16 - w zakresie p. 3.9, 
}.23 1 3.25, 

b) Ra~ Wzajellllej Pomocy Gospodarczej (RWPG) 

_·as 3222-71 - w zakre.ie p. 3.17, 
. - as 3223-71 - w zakreaie p. 3.26, 
- Temat 016.31.019 planu praoy KREP na 1972 r • . - w sa­

kresie p. 3.9, 

- Temat 35.016.23 planu pracy lRlP na 1973 r. - w za­

kresi. p. 3.6, 3.7, .3.12 i 3.16. 


